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(57)摘要

本实用新型提供一种应用于液晶显示器检

测设备技术领域的液晶显示器面板检测装置，所

述的液晶显示器面板检测装置的放大镜(2)和贴

上偏光片白玻璃(3)固定连接，放大镜(2)和贴上

偏光片白玻璃(3)组成移动部件(6)，贴下偏光片

白玻璃(4)和背光源(5)分别与装置板台(1)连

接，本实用新型的液晶显示器面板检测装置及检

测方法，能够方便快捷对液晶显示器面板(面板、

薄化面板)的显示碎亮点进行检测，实现检测工

序前移，能做到随时监控，随时改善，同时检测准

确度高，从而有效避免面板批量性不良造成的损

失，降低企业成本。
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1.一种液晶显示器面板检测装置，其特征在于：所述的液晶显示器面板检测装置包括

装置板台(1)、放大镜(2)、贴上偏光片白玻璃(3)、贴下偏光片白玻璃(4)、背光源(5)，放大

镜(2)和贴上偏光片白玻璃(3)固定连接，放大镜(2)和贴上偏光片白玻璃(3)组成移动部件

(6)，贴下偏光片白玻璃(4)和背光源(5)分别与装置板台(1)连接，待检测面板(7)设置为能

够放置在贴上偏光片白玻璃(3)和贴下偏光片白玻璃(4)之间位置的结构。

2.根据权利要求1所述的液晶显示器面板检测装置，其特征在于：所述的放大镜(2)位

于贴上偏光片白玻璃(3)上方位置，背光源(5)位于贴下偏光片白玻璃(4)下方位置，所述的

待检测面板(7)放置在贴上偏光片白玻璃(3)和贴下偏光片白玻璃(4)之间位置时，待检测

面板(7)上表面贴合在贴上偏光片白玻璃(3)上，待检测面板(7)下表面贴合在贴下偏光片

白玻璃(4)上。

3.根据权利要求1所述的液晶显示器面板检测装置，其特征在于：所述的背光源(5)包

括光源箱体(8)和光源本体(9)，光源箱体(8)与装置板台(1)固定连接，光源本体(9)固定安

装在光源箱体(8)内，所述的光源箱体(8)上表面与贴下偏光片白玻璃(4)下表面之间设置

防静电胶皮(10)。

4.根据权利要求1所述的液晶显示器面板检测装置，其特征在于：所述的背光源(5)的

光源箱体(8)嵌装在装置板台(1)上，背光源(5)的光源本体(9)为扁平荧光灯，背光源(5)的

光源本体(9)的照度在10000LUX以上。

5.根据权利要求1所述的液晶显示器面板检测装置，其特征在于：液晶显示器面板检测

装置的放大镜(2)设置为能够放大20倍或50倍或100倍的结构。

6.根据权利要求3所述的液晶显示器面板检测装置，其特征在于：所述的防静电胶皮

(10)为双层复合结构，防静电胶皮(10)的厚度在2mm-4mm之间。
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液晶显示器面板检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于液晶显示器检测设备技术领域，更具体地说，是涉及一种液晶显

示器面板检测装置，本实用新型还涉及一种液晶显示器面板检测装置检测方法。

背景技术

[0002] 薄膜晶体管液晶显示器(Thin  Film  Transistor  Liquid  Crystal  Display，简称

TFT-LCD)从一个新兴的行业逐渐成熟，因此体积小，低功耗，重量轻，美观等优势而获得了

广泛的关注和研究。随着便携式电脑、办公应用、大屏幕显示屏的广泛应用，人们对于显示

品质有了更高的要求。因此显示器面板生产商对于显示碎亮点不良(Zara  Particle，简称

P/T)有了更加严格的要求。目前的液晶显示面板主要为宽视角方向，传统的扭曲向列型

(Twisted  Nematic，TN  型)面板已经不能满足客户的使用要求。为了满足宽视角的要求，边

缘场效应  (Fringe  Field  Switching，简称FFS)宽视角型液晶显示面板被开发出来。但是，

FFS模式面板更容易发生碎亮点不良，产生Zara  P/T的原因有很多，例如液晶结构设计，制

造工艺等。一般认为Zara  P/T主要是由于摩擦工艺导致。在减薄液晶面的加工过程中

Polish，又成为了Zara  P/T产生的高风险的环节。由于Zara  P/T该不良问题在普通日光灯

的检验下是无法检测出来，因此如何改善和控制抛光后液晶面板的Zara  P/T不良，也成为

减薄工厂对面板抛光品质管控的很重要要求之一；目前检测Zara  P/T不良时，通常是通过

模组自动点灯机进行检测，已抛光的TFT-LCD面板如若产生Zara  P/T不良，则导致的碎亮点

不良就会是批量性不良，损失巨大。因此如何控制TFT-LCD面板在抛光过程中，就能够及时

发现不良、抑制不良依旧是目前薄化厂商长期存在的瓶颈之一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：针对现有技术的不足，提供一种结构简单，能

够方便快捷对液晶显示器面板(面板、薄化面板)的显示碎亮点进行检测，实现检测工序前

移，能做到随时监控，随时改善，同时检测准确度高，从而有效避免面板批量性不良造成的

损失，降低企业成本的液晶显示器面板检测装置。

[0004] 要解决以上所述的技术问题，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 本实用新型为一种液晶显示器面板检测装置，所述的一种液晶显示器面板检测装

置包括装置板台、放大镜、贴上偏光片白玻璃、贴下偏光片白玻璃、背光源，放大镜和贴上偏

光片白玻璃固定连接，放大镜和贴上偏光片白玻璃组成移动部件，贴下偏光片白玻璃和背

光源分别与装置板台连接，待检测面板设置为能够放置在贴上偏光片白玻璃和贴下偏光片

白玻璃之间位置的结构。

[0006] 所述的放大镜位于贴上偏光片白玻璃上方位置，背光源位于贴下偏光片白玻璃下

方位置，所述的待检测面板放置在贴上偏光片白玻璃和贴下偏光片白玻璃之间位置时，待

检测面板上表面贴合在贴上偏光片白玻璃上，待检测面板下表面贴合在贴下偏光片白玻璃

上。
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[0007] 所述的背光源包括光源箱体和光源本体，光源箱体与装置板台固定连接，光源本

体固定安装在光源箱体内，所述的光源箱体上表面与贴下偏光片白玻璃下表面之间设置防

静电胶皮。

[0008] 所述的背光源的光源箱体嵌装在装置板台上，背光源的光源本体为扁平荧光灯，

背光源的光源本体的照度在10000LUX以上。

[0009] 所述的液晶显示器面板检测装置的放大镜设置为能够放大20倍或50倍或  100倍

的结构。

[0010] 所述的防静电胶皮为双层复合结构，防静电胶皮的厚度在2mm-4mm之间。

[0011] 本实用新型还涉及一种液晶显示器面板检测方法，所述的液晶显示器面板的精加

工处理步骤包括减薄、抛光、镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、

背光源组装、老化、模组终检，所述的液晶显示器面板检测方法的检测步骤包括：在液晶显

示器面板完成抛光处理步骤后，将半成品面板放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片

白玻璃和贴下偏光片白玻璃之间位置进行碎亮点检测，检测合格的半成品面板，依次继续

进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、背光源组装、老化、模组

终检；境检测不合格的半成品面板，检出进行重新抛光处理或报废处理。

[0012] 完成抛光处理步骤后半成品面板放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片白

玻璃和贴下偏光片白玻璃之间位置进行检测时，将移动部件从贴下偏光片白玻璃上移开，

将半成品面板放置到贴下偏光片白玻璃上，再放置移动部件到半成品面板上，操作人员通

过放大镜对半成品面板表面碎亮点检测，筛分出符合要求的半成品面板和不符合要求的半

成品面板。

[0013] 操作人员经检测筛分出符合要求的半成品面板后，将筛分出的符合要求的半成品

面板依次继续进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、背光源组

装、老化、模组终检，从而完成液晶显示器面板成品的精加工处理。

[0014] 采用本实用新型的技术方案，能得到以下的有益效果：

[0015] 本实用新型所述的液晶显示器面板检测装置及检测方法，因为显示器面板主要碎

亮点(Zara  Particle)风险是来自于抛光过程中，但是依据目前的检测流程来看，过程中的

碎亮点(Zara  Particle)风险管控为零。因此，本实用新型进行技术改进，所述的液晶显示

器面板检测方法的检测步骤包括：在液晶显示器面板完成抛光处理步骤后，将半成品面板

放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片白玻璃和贴下偏光片白玻璃之间位置进行检

测，境检测合格的半成品面板，依次继续进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、

模组初步检查、背光源组装、老化、模组终检；境检测不合格的半成品面板，检出进行重新抛

光处理或报废处理。这样，就不再是显示器面板精加工全部处理工序完成后进行检测，而是

在抛光处理完成后即进行显示碎亮点检测，这样，对于合格的半成品面板，继续进行抛光后

面全部工序，对于不合格的半成品面板，就不需要进行抛光后面的工序，降低成本，节约工

序，避免浪费。本实用新型的液晶显示器面板检测装置及检测方法，能够方便快捷对液晶显

示器面板(面板、薄化面板)的显示碎亮点进行检测，实现检测工序前移，能做到随时监控，

随时改善，同时检测准确度高，从而有效避免面板批量性不良造成的损失，降低企业成本。

说　明　书 2/5 页

4

CN 208334822 U

4



附图说明

[0016] 下面对本说明书各附图所表达的内容及图中的标记作出简要的说明：

[0017] 图1为本实用新型所述的液晶显示器面板检测装置的剖视结构示意图；

[0018] 附图中标记分别为：1、装置板台；2、放大镜；3、贴上偏光片白玻璃；4、贴下偏光片

白玻璃；5、背光源；6、移动部件；7、待检测面板；8、光源箱体；  9、光源本体；10、防静电胶皮。

具体实施方式

[0019] 下面对照附图，通过对实施例的描述，对本实用新型的具体实施方式如所涉及的

各构件的形状、构造、各部分之间的相互位置及连接关系、各部分的作用及工作原理等作进

一步的详细说明：

[0020] 如附图1所示，本实用新型为一种液晶显示器面板检测装置，所述的一种液晶显示

器面板检测装置包括装置板台1、放大镜2、贴上偏光片白玻璃3、贴下偏光片白玻璃4、背光

源5，放大镜2和贴上偏光片白玻璃3固定连接，放大镜2和贴上偏光片白玻璃3组成移动部件

6，贴下偏光片白玻璃4和背光源5分别与装置板台1连接，待检测面板7设置为能够放置在贴

上偏光片白玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位置的结构。本实用新型所述的液晶显示器面

板的精加工处理步骤包括减薄、抛光、镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初

步检查、背光源组装、老化、模组终检，通过分析，显示器面板主要碎亮点(Zara  Particle)

风险是来自于抛光过程中，但是依据目前的检测流程来看，过程中的碎亮点(Zara 

Particle)风险管控为零。因此，本实用新型进行技术改进，所述的液晶显示器面板检测方

法的检测步骤包括：在液晶显示器面板完成抛光处理步骤后，将半成品面板放到液晶显示

器面板检测装置的贴上偏光片白玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位置进行检测，境检测合

格的半成品面板，依次继续进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检

查、背光源组装、老化、模组终检；境检测不合格的半成品面板，检出进行重新抛光处理或报

废处理。这样，就不再是显示器面板精加工全部处理工序完成后进行检测，而是在抛光处理

完成后即进行显示碎亮点检测，这样，对于合格的半成品面板，继续进行抛光后面全部工

序，对于不合格的半成品面板，就不需要进行抛光后面的工序，从而降低成本，节约工序，避

免浪费。本实用新型所述的液晶显示器面板检测装置，结构简单，能够方便快捷对液晶显示

器面板(面板、薄化面板)的碎亮点进行检测，实现检测工序前移，能做到随时监控，随时改

善，同时检测准确度高，从而有效避免面板批量性不良造成的损失，降低企业成本。

[0021] 所述的放大镜2位于贴上偏光片白玻璃3上方位置，背光源5位于贴下偏光片白玻

璃4下方位置，所述的待检测面板7放置在贴上偏光片白玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位

置时，待检测面板7上表面贴合在贴上偏光片白玻璃3  上，待检测面板7下表面贴合在贴下

偏光片白玻璃4上。上述结构，完成抛光处理步骤后半成品面板放到液晶显示器面板检测装

置的贴上偏光片白玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位置进行检测时，将移动部件6从贴下

偏光片白玻璃3  上移开，将半成品面板放置到贴下偏光片白玻璃4上，再放置移动部件6到

半成品面板上，操作人员通过放大镜1对半成品面板表面碎亮点检测，筛分出符合要求的半

成品面板和不符合要求的半成品面板。这样，步骤简单，准确度高。

[0022] 所述的背光源5包括光源箱体8和光源本体9，光源箱体8与装置板台1固定连接，光

源本体9固定安装在光源箱体8内，所述的光源箱体8上表面与贴下偏光片白玻璃4下表面之
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间设置防静电胶皮10。上述结构，防静电胶皮的设置，主要是考虑到待检测半成品面板放置

到装置板台上后，易造成半成品面板划伤及其他制程不良与风险，同时能够有效防静电，提

高检测结果准确度。

[0023] 所述的背光源5的光源箱体8嵌装在装置板台1上，背光源5的光源本体9  为扁平荧

光灯，背光源5的光原本体9的照度在10000LUX以上。所述的液晶显示器面板检测装置的放

大镜1设置为能够放大20倍或50倍或100倍的结构。所述的防静电胶皮10为双层复合结构，

防静电胶皮10的厚度在2mm-4mm之间。

[0024] 本实用新型还涉及一种液晶显示器面板检测方法，所述的液晶显示器面板的精加

工处理步骤包括减薄、抛光、镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、

背光源组装、老化、模组终检，所述的液晶显示器面板检测方法的检测步骤包括：在液晶显

示器面板完成抛光处理步骤后，将半成品面板放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片

白玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位置进行检测，境检测合格的半成品面板，依次继续进

行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、背光源组装、老化、模组终

检；境检测不合格的半成品面板，检出进行重新抛光处理或报废处理。

[0025] 完成抛光处理步骤后半成品面板放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片白

玻璃3和贴下偏光片白玻璃4之间位置进行检测时，将移动部件6从贴下偏光片白玻璃3上移

开，将半成品面板放置到贴下偏光片白玻璃4上，再放置移动部件6到半成品面板上，操作人

员通过放大镜1对半成品面板表面碎亮点检测，筛分出符合要求的半成品面板和不符合要

求的半成品面板。操作人员经检测筛分出符合要求的半成品面板后，将筛分出的符合要求

的半成品面板依次继续进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线封装、模组初步检查、

背光源组装、老化、模组终检，从而完成液晶显示器面板成品的精加工处理。

[0026] 本实用新型所述的液晶显示器面板检测装置，其结构能够满足不同尺寸的半成品

面板的检测，提高通用性；能够实现薄化基板在抛光过程后随时监控，及时有效的确认碎亮

点(Zara  P/T)风险；相教于现有技术中的模组点灯检测而言，结构简单，操作步骤简单，可

操作性较强，成本低。采用本实用新型的检测装置和检测方法后，能够及时进行监控和检

测，大大降低了面板产品批量性不良问题的出现；而检测装置各部件嵌装在装置板台上，有

利于检测人员操作的灵敏性。

[0027] 本实用新型所述的液晶显示器面板检测装置及检测方法，因为显示器面板主要碎

亮点(Zara  Particle)风险是来自于抛光过程中，但是依据目前的检测流程来看，过程中的

碎亮点(Zara  Particle)风险管控为零。因此，本实用新型进行技术改进，所述的液晶显示

器面板检测方法的检测步骤包括：在液晶显示器面板完成抛光处理步骤后，将半成品面板

放到液晶显示器面板检测装置的贴上偏光片白玻璃和贴下偏光片白玻璃之间位置进行碎

亮点检测，检测合格的半成品面板，依次继续进行镀ITO膜、切割、ET偏光片贴附、外部引线

封装、模组初步检查、背光源组装、老化、模组终检；境检测不合格的半成品面板，检出进行

重新抛光处理或报废处理。这样，就不再是显示器面板精加工全部处理工序完成后进行检

测，而是在抛光处理完成后即进行显示碎亮点检测，这样，对于合格的半成品面板，继续进

行抛光后面全部工序，对于不合格的半成品面板，就不需要进行抛光后面的工序，降低成

本，节约工序，避免浪费。本实用新型的液晶显示器面板检测装置及检测方法，能够方便快

捷对液晶显示器面板  (面板、薄化面板)的碎亮点进行检测，实现检测工序前移，能做到随
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时监控，随时改善，同时检测准确度高，从而有效避免面板批量性不良造成的损失，降低企

业成本。

[0028] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性的描述，显然本实用新型具体的实现并

不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种改进，或

未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的，均在本实用新型的保护

范围内。
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图1
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